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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-10: Tests — Crush resistance

FOREWORD

1) Thel International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatio izati prising

all |national electrotechnical committees (IEC National Committees). romote
intefnational co-operation on all questions concerning standardization in th iglds. To
this| end and in addition to other activities, IEC publishes Internationa 9 , 3 i¢ations,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (he 22 gds “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committee erested
in fhe subject dealt with may participate in this preparatory work. , d non-
governmental organizations liaising with the IEC also participg ) gration: closely
with the International Organization for Standardization (IS@) i i iti ned by
agre¢ement between the two organizations.

2) Thelformal decisions or agreements of IEC on technlcal e , ible, i ational
congensus of opinion on the relevant subjé i \ i i i rom all
intefested IEC National Committees.

3) IEC| Publications have the form of recommehdations f¢ S ioha ational
Committees in that sense. While all reasonabte effo i of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be i or any
mis|nterpretation by any end user.

4) In qrder to promote interndtional uy } i cations
transparently to the maX|m NEN ir ha i icati . ivgrgence
between any IEC Publicai i i¢ated in
the |atter.

5) IEC]|itself does poOt provige any a ormity. Independent certification bodies provide cornformity
assgssment ser i ¥ to IEC marks of conformity. IEC is not responsible [for any

seryices carried ou

6) All test edition of this publication

7) No ire€tors, employees, servants or agents including individual expdrts and
me and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
othé whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fe¢s) and
exp : ising WQut df the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any otHer IEC
Publlicati

8) Atts 6rmative references cited in this publication. Use of the referenced publicafions is
indispensable fox the cogrect application of this publication.

9) Attgntion“is drawn tovthe possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the supject of
patentrights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61300-2-10 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1995. It constitutes a
technical revision.

The changes with respect to the previous edition are to reconsider the entire text.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86B/3439/FDIS 86B/3484/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list optic
interc Hures,
can b¢ found on the IEC website.

The c ) Ygeq until
the stability date indicated on the IEC web site under "httpN/web Nec. data

relate

* regonfirmed,
e withdrawn,
* replaced by a revised edition, or

@@



https://iecnorm.com/api/?name=e23120838559c0b94c5790cc08633601

61300-

2-10 © IEC:2012 -5-

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-10: Tests — Crush resistance

1 Scope
This ;I:art of IEC 61300 evaluates the effect of loads which might oca en_fibre
devicegs are exposed to critical situations such as being stepped op n o

vehicl

2 N

The fc
are in
undat

amendments) applies.

IEC 6

IEC 6
and m

IEC 6

e tyres.

prmative references

bd references, the

arid passive components — Bas
aling for pressurized fibre optic clg

optic
er by

nt and
s. For
any

5t and

c test

sures

5t and

dtion

5t and

5t and

pvice under test (DUT) is exposed to a compressive load which is applied by a pad.

4 A

4.1

pparatus

General

The apparatus consists of the following elements (Figure 1).

4.2

Plate

A 10 mm thick steel plate large enough for the whole DUT or as specified in the relevant
specification. The plate is place on a non yielding surface. The plate has rounded edges.
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Pad

A 10 mm thick steel pad, size as Table 1, or as specified in the relevant specification, bonded
to a non-yielding plate. The pad has rounded edges.

4.4

Force generator

The force generator may be any device or apparatus capable of smoothly applying the
specified load at the specified rate.

4.5

Gauge

A suit

Key

A WN -

5

5.1

ford
pad
dev
plat

P

pble instrument for measuring the load applied to the DUT.

[ NS
ﬁ“\ il C)

4 ——— |

X
\%

Q IEC 1602/12
e generator a auyg
ce under test
$]
U

ure 1 — Apparatus

the D

Clean the optical and mechanical

Prepa‘Fe the DUT i

accordance with the relevant specification. Unless otherwise spe
Tshall be subjected to the crush resistance test in a non-operational mode.

cified,

instructions.

5.2

Pre-conditioning

parts of the DUT according to the manufacturer’s

Unless otherwise specified, pre-condition each prepared closure DUT for 4 h and each
prepared connector DUT for 2 h at the standard test conditions specified in IEC 61300-1.

5.3

Initial measurements

The DUT shall be visually inspected, optically measured and mechanically checked as
required by the relevant specification.
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5.4 Device mounting

Position the DUT centrally on the test surface contained in the shallow box.
5.5 Conditioning

a) Place the pad over the DUT.

b) Smoothly apply the specified load to the pad.
¢) Maintain the load for the specified duration.

5.6 Final examinations and measurements

Upon |completion of the test, the DUT shall be examined and all nece
recorded as specified in the relevant specification. Careful attention sh
of opfical continuity (where tested, use IEC 61300-3-4 and IEC 6k300-
(IEC §1300-3-1), and damage to seals (IEC 61300-2-38).

6 Severity

The severity consists of the combination of the load, |
shall e specified in the relevant specification or tak

alll be given-to\th

obsenvations

t loss

parts

verity

Severity Lo Wrea Duration
N s
Closufes (1 0950 > 25 cm? 600
60

Conngctors for industrial envimmt \<50\_@ 25 cm?

7 D

The fd be specified in the relevant specification:

— Rs
— Lo
- Dd
- DU
— DUT optically fu

rface

loning or non-functioning

— DUT{mated or unmated

— Pre-conditioning procedure
— Number of load applications
— Post-conditioning procedure
— Initial examinations and measurements and performance requirements

— Examinations and measurements during test and performance requirements
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET
COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-10: Essais — Résistance a

la compression

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondia isation nposée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux d a bjet de

favqriser la coopération internationale pour toutes les questions

I'éldctricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités

ines de
onales,

des|Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécificatio et des
Guifles (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élabofatio tudes,
aux| travaux desquels tout Comité national intéressé par le SUJe sations
intefnationales, gouvernementales et non gouvernementales, S pa ent aux
travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Afnternationg on des
confitions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les|décisions ou accords officiels de la CEl mesure
du possible, un accord international sur l¢ la CEI
intéfessés sont représentés dans chaque cs

3) Les|Publications de la CEIl se présentent so gréées
conme telles par Ies Comités nationaux de a CEl. Tos o la CEI

4) Dar]s le but d'encourager I' oute la
megure possible, a applique cations
natipnales et régionaleps. cations
natipnales ou régionale

5) La CEI elle-mé bndants
fournissent des sep¥ices ues de
conformité de la CE hes de
certification indépentan

6) Tous les utilisateu \ven ifls sont en possession de la derniére édition de cette publicatiop.

7) Audune responsakjlité S imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliajres ou
mardatajces, i es expefts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Qomités
natipna 3 gut préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tolit autre
donmymage_de guelgque wmature }que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris Ies frais
de justice)® J9): découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CHl ou de

8) L'atfention est attirée/sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publ{cations
référencees est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9)

de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

nt faire

I’objet de droits de brevet. La CEI ne sauralt étre tenue pour responsable de ne pas avoir |dent|f|e de tels droits

La Norme internationale CEIl 61300-2-10 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs

d’interconnexion et composants passifs a fibres optiques,
Fibres optiques.

du comité d'études 86 de la CEl:

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiere édition publiée en 1995. Elle constitue

une révision technique.

Les modifications par rapport a I'édition précédente consistent en la révision totale du texte.


https://iecnorm.com/api/?name=e23120838559c0b94c5790cc08633601

- 10 - 61300-2-10 © CEI

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86B/3439/FDIS 86B/3484/RVD

:2012

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEIl 61300, publiées sous le titre-général Disg

ositifs

d'inteficonnexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes foridameriales\d'essais

et de mesures, peut étre consultée sur le site internet de la CEl.

Le com

relativies a la publication recherchée. A cette date, la publicatiqn *

* reg¢onduite,
* supprimée,

« anpendée.

ité a décidé que le contenu de cette publication ne serapa ifié a a/date de
stabilifé indiquée sur le site web de la CEl sous "http://webs i : ¢s données

placée par une édition révisée, ou

&
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DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET
COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-10: Essais — Résistance a la compression

1 Domaine d'application

quan
piétin

2 Rpférences normatives

Les d
partie
référe

CEl 6
Procé

CEl 6
Méthg
boitie

CEl 6
Meétho
visuel

CEl 6
Methag

Affaibli

CEI 6
Méthog
Affaib

ment ou écrasement par des pneus de véhicules.

bcuments suivants sont cités en référence de
dans le présent document et sont indisp

bduire
S que

3 [ou en

ir les

hces datées, seule I'édition citée s’applique. Ppur(es rniere
édition du document de référence s’applique (y comypris-1es

300-1, Dispositifs d’interconnexjon\e es -

Hures fondamentales d’essais et de-» rices

somposants passifs a fibres optiqles —

artie 2-38: Essais — Etanchéité pqur les

et composants passifs a fibres optiqlies -

esures — Partie 3-1: Examens et mesures — Examen

passifs a fibres optiqlies -

3-4: Examens et mesyres —

d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques —

des fo d'essais et de mesures — Partie 3-6: Examens et mesures —

issementa

escription-générale

3 D

Le dispositif en essai (DUT1) est exposé a une charge de compression appliquée a 'aide d’un
poingon.

4 M

4.1

atériel

Généralités

L'appareillage comprend les éléments suivants (Figure 1).

1 DUT = Device under test.
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4.2 Plateau

Un plateau en acier de 10 mm d’épaisseur, assez grand pour contenir I'intégralité du DUT ou
tel que spécifié dans la spécification correspondante. Le plateau est placé sur une surface
rigide. Le plateau posséde des angles arrondis.

4.3 Poingon

Un poingon en acier de 10 mm d’épaisseur, dont la taille est indiquée dans le Tableau 1, ou
selon les exigences de la spécification correspondante, fixé a un plateau rigide. Le poingon
posséde des angles arrondis.

4.4 |Générateur de contrainte

Un générateur de forces peut étre n'importe quel dispositif ou appareillage capable d'appliquer
progrgssivement la force spécifiée a la vitesse requise;

4.5 Calibre

Un indtrument approprié pour mesurer la force appliquée a6

1
' 3 G
NN
a2
S
D\ /

7
IEC 1602/12

Légend
géng
poir
disq
plat

B WN -~

Figure 1 — Matériel

5 Procédure

5.1 Préparation du DUT

Préparer le DUT conformément a la spécification correspondante. Sauf indication contraire, le
DUT doit étre soumis a I'essai de résistance a la compression en condition de repos.

Nettoyer les parties mécaniques et optiques du DUT conformément aux instructions du
fabricant.
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